CONSTANTE DE PLANCK

P6.1.4.2

Determinacion de la constante de
Planck - Descomposicion en longitudes
de onda con un prisma de vision
directa sobre el banco dptico

P6.1.4.3

Determinacion de la constante de
Planck - Seleccion de la longitud de
onda con filtros de interferencia sobre
el banco éptico

Determinacion de la constante de Planck - Descomposicion en longitudes de onda con un prisma de vision directa
sobre el banco 6ptico (P6.1.4.2)

N° de cat.

55877
558 791
460317
4603151
460311
4603112
460 02
460 08
46162
460 22
460 14
466 05
466 04
45115
451195
53214
562791
578 22
57910
590011
531120
50110
50109
34089
502 04
501 45
500 440
468 41
468 401
468 402

Descripcion

Célula fotoeléctrica para la constante de h
Montura para célula fotoeléctrica

Banco optico, S1 pérfil, 0,5 m

Manguito giratorio con escala

Jinetillo optico con mordaza 45/65
Abrazadera tipo jinete de 75/65

Lente en montura f = +50 mm

Lente en montura f = +150 mm

Juego de 2 diafragmas con rendijas
Soporte con muelles

Rendija variable

Prisma de vision directa

Soporte para prisma de vision directa
Lampara de mercurio de alta presion
Unidad de alimentacion para ldampara de m
Amplificador de electrometro

Adaptador de alimentacion, 12V CA
Condensador 100 pF

Pulsador (NO), monopolar

Enchufe de sujecion

Multimetro LDanalog 20

Union recta, BNC

Adaptador BNC/4 mm, monopolar
Enchufe de acoplamiento 4 mm

Caja de tomacorrientes

Cables, 50 cm, rojofazul, par

Cable de experimentacion 100 cm amarillo
Soporte vastago para filtros de interfer
Filtro de interferencia, 578 nm

Filtro de interferencia, 546 nm

P6.1.4.2

P6.1.4.3

N° de cat. | Descripcion

P6.1.4.2
P6.1.4.3

468 403 Filtro de interferencia, 436 nm 1
468 406 Filtro de interferencia, 365 nm 1
460 03 Lente en montura f = +100 mm 1
460 26 Diafragma de iris 1
468 404 Filtro de interferencia, 405 nm 1*

*se requiere adicionalmente

Si incide luz de frecuencia &nu sobre el catodo de una fotocelda, se liberan elec-
trones. Una parte de los electrones alcanzan el anodo y generan una corriente en
el circuito de corriente exterior, que es compensada a cero al aplicarse una tensién
inversa U= -U,. La relacién que se cumple aqui

e-U,=h-v-W W: trabajo de salida
se utilizé por primera vez por R. A. Millikanpara determinar la constante de Planck h.

Para determinar la constante de Planck con ayuda del efecto fotoeléctrico es impor-
tante que la luz de una sola linea espectral de la ldmpara de mercurio de alta presién
incida sobre el catodo de la célula fotoeléctrica. Para seleccionar la longitud de onda
se puede implementar un filtro de interferencia de banda muy estrecha en lugar del
prisma de vision directa. El montaje 6ptico es mucho mas simple y el ambiente de ex-
perimentacion no necesita ser oscurecido. Ademas, la intensidad de la luz que incide
sobre el catodo puede ser variado con un diafragma de iris como diafragma espacial.

En el experimento P6.1.4.2 se trabaja con un montaje abierto sobre un banco 6ptico.
La luz se descompone mediante un prisma de vision directa. Sobre el catodo de la
fotocelda cada vez incide sélo la luz de una linea espectral.

Para generar la tension inversa U entre catodo y anodo de la fotocelda en el experi-
mento P6.1.4.3 se utiliza el método del condensador.

Entre catodo y anodo de la fotocelda se ha conectado un condensador que se carga a
través de la corriente anodica generando asi una tension inversa U. Tan pronto como
la tension inversa haya alcanzado el valor -Uj, la carga del condensador termina y
la corriente del anodo se hace cero. La medicion de Uy se realiza sin corriente con
un electrémetro amplificador. Nota: Como alternativa, la tension inversa U tam-
bién puede tomarse de una fuente de tension continua. Para una medicion sensible
de la corriente anddica se recomienda usar el amplificador | de medicion D (véase
P6.1.4.4).
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